C SPECTRO

SPECTRO MIDEX

Mikro RTG fluorescencni spektrometr
pro elementarni analyzu:

Mala mérena plocha,




SPECTRO MIDEX G SPECTRO

RTG fluorescencni spektrometr SPECTRO MIDEX X (nyni jiz. 3. generace)

byl vyvinut jako vSeobecné vhodny pFistroj pro rychlou a nedestruktivni analyzu

malych mist/ploch a rychlé mapovani velkych povrchii ( aZ do dvojnasobnych

EC formatti, 233x160 mm).

Mnoho elementarnich analyz v priimyslu, ve védé a vyzkumu
vyzaduje nedestruktivni méFici systém, ktery je extrémné

citlivy a nabizi moZnost méreni malych ploch.

SPECTRO MIDEX RTG fluorescencni spektrometr byl specialné vyvinut pravé pro tyto
nejnarocnéjsi pozadavky. Na zakladé vstupli a zpétné vazby od nasich zakaznikd
byly rozsifeny moznosti pfistroje a rovnéz byl optimalizovan. Vysledek je, Ze SPECTRO MIDEX

je novym standardem pro analyticky vykon a jednoduchost v pouZziti.




Buzeni a detektor

Buzeni

SPECTRO MIDEX vyuziva vzduchem chlazenou,
nizkoenergetickou rentgenku s mikro zaostfenim a
kolimaci pro presné vybuzeni bodu na vzorku.

S kombinaci SW Fizenych kolimatord mdze byt
velikos méfenych bodU vybrana v nékolika

fixnich krocic mezi 200 um a 4 mm umoznujici
optimalizaci pro cely rozsah mnoha

aplikaci.

Detektor
Detekéni systém s vysokym rozliSenim vyuziva
Si drift detektor (SDD) s elektrickym Peltierovym
chlazenim. Systém zpracovava az 250 000 pulst
za sekundu, coz je vice nez dvojnasobek jako
tomu je u pristroji s tradi¢ni technologii.

Pro rychlou bodovou analyzu neznamych vzorkd
je mozno stanovit prvky od horciku po uran

za méné nez 180 sekund.
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Zavedeni vzorku

Zavedeni vzorku
SPECTRO MIDEX je vybaven prostornou
komorou pro mérené vzorky. I kdyzZ je systém
uzavren, je mozno nahlizet do komory pres
sledovaci okno, které Ize ale rovnéz uzavfit.
Mé¥ici komora ma prostorny vstup, takze
vzorky Ize dovnitf vkladat velice jednoduse
a pohodIné. Integrovany video systém
umoznuje presné zaméreni vzorku.
Rovnéz dlouhy posun motorizovaného XYZ
stolku dovoluje skenovani a mapovani
velkych ploch na méfeném vzorku.
S volitelnou velkou pracovni vzdalenosti
20 mm od vzorku je mozno u SPECTRO
SPECTRO MIDEX LD (long distance)
provadét analyzy "prohlubné/sedla" mezi
jednotlivymi komponenty. To je obzvlast’
vyhodné u nepravidelnych tvar( Sperkd nebo
napf. méfeni na vnitini strané prstend.
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SPECTRO MIDEX je jeden z nejrychlejsich

komeréné dostupnych XRF mapovacich systémd.

Cely povrch je nejprve zméfen s vysoce rychlym
zpracovanim, pficemz mapovani dvojnasobné EC desky
(233x160 mm) mdZe byt hotovo za méné

nez 30 minut. V druhém kroce mézou byt relevantni
plochy znovu skenovany s vyssi citlivosti.

XYZ stolek mdZe byt vyuzit rovnéz jako ménic
vzorku: Po SW podpofeném nastaveni pozic
je mozno automaticky méfit velké mnozstvi
vzorkd. Pro analyzu lehkych prvké je mozno
vyuzit proplach Heliem.

To nema zadna nezadouci ovlivnéni na vzorku,
coz midze byt pripad evakuovanych systémd.
Protoze proplach je poufZit jen u nejblizsich
ploch méficich bodd. Maximalni spotfeba helia
je méné nez 100 litr& za hodinu.




Software

Nové uzivatelské rozhrani umozniuje rychlé

a jednoduché bodové méreni, upevnit vzorek,
zaostfit, vlozit nazev vzorku a spustit
analyzu.

Nastaveni méficiho cyklu s volitelnym
xyz-stolkem je jednodusi nez kdykoliv pred tim.
Staci umistit vzorek na podnos a podle privodce
jednoduchou procedurou pres definované,
pozice a skenovani ¢i mapovani pokracovat.
Moznosti flexibility:

- Metody pro analyzy "vyhovuje/nevyhovuje"
vybér velikosti kolimatoru pro zaméreni
Buzeni zavislé na ploSe vzorku
zamérené na nerovnomérné plochy
PFizpusobené mapovani - vybér zvétseni
na vzorku podle pfani a uloZeni obrazku
v jakémkoliv formatu.

Obraz v obraze: Nahled na spektrum
a odkud presné pochazi.

Pro pfesnou analyzu
rtiznych kovovych slitin
vyuziva SPECTRO MIDEX
patentovanou FP+ metodu
fundamentalnich parametrd.
Stanoveni RoHS miiZe byt
provadéno pro Siroky rozsah
plastovych a kompozitnich .
materiald.




SPECTRO MIDEX: Technické

SPECTRO MIDEXSD

(pracovni vzdalenost od vzorku 2mm)

SPECTRO MIDEXLD

(pracovni vzdalenost od vzorku 20mm)

Buzeni
- Rentgenka s Mo anodou,

max. vykon 30 W, max. napéti 48 kV
- Velikost méreného bodu

Midex SD: 1 mm, Midex LD: 1.2 mm

Mérici komora
Video systém s displejem pro zobrazeni
vzorku na rdiznych Grovnich zvétseni
ManuaIné nastavitelny stolek
Pfesny, motorové fizeny XYZ stolek
s max. posunem 240x178x160 mm
(SxHxV), maximalni hmotnost
vzorku 3 kg.

Vyhodnocujici systém
Externi PC s operacnim systémem
WINDOWS
Klavesnice, mys$, monitor a tiskarna
Software pro Fizeni funkci spektrometru
a vyhodnoceni dat.

Detekcni systém

- Si-drift detektor s Peltierovym chlazenim:

Midex SD: 10 mm2, Midex LD: 30 mm2
Energetické rozliseni: FWHM <160 eV,
mérené na Mn Ka Care se vstupnim
pomérem pulsé 10,000 pulst/s
Mikroprocesorové fizeni pro detektor

a Cteci elektroniku

Pomér pulst az 250,000 pulsd/s

Data spektrometru

- Nominalni vstupni napéti:
95-120V/200-240V, 50/60 Hz
Spotreba energie: 200 W
Rozméry SxHxV:
580x670x740 mm
Plidorys SxH: 500x550 mm
Hmotnost 55-70 kg
v zavislosti na konfiguraci

Analyzy

- Program Fundamentalnich parametrd FP+

pro elementarni analyzu slitin

- Kalibrace pro pozadavky RoHS provéfovani

plast@l a kompozitnich material@*
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Okolni prostiedi

- Okolni teplota: 5-30°C, specificky
vykon pfistroje pri teploté:
20-25°C
Rel. vihkost pfi 25°C: 10-80 %
nekondenzujici, bez korozivnich par
a vysokym stupném znecisténi

*Volitelné

Jen u SPECTRO MIDEX SD

- He proplach pro zlepseni citlivosti
pro stanoveni prvkd od Mg po Cl

- SW fizené kolimatory pro méfici
body (v mm): 0.2/0.5/1/2.5/3.3

Jen u SPECTRO MIDEX LD

- SW fizené kolimatory pro méfici
body (v mm): 0.25/0.7/1.2/3.5/4.4




